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摘要(译)

要解决的问题获得能够在确保焊盘和转印之间的电连接的同时检查转印
的连接状态的液晶显示装置及其检查方法。 解决方案：透光部分1102形
成在转印的导电垫1008上，其通过使用ITO电连接两个基板。可以通过
该光透射部分在视觉上确认连接到相对侧的转印1003的连接状态。在垫
的圆周方向上相邻的光透射部分以大致直角以90°的角度设置，并且在径
向方向上彼此相对的两个透射部分基本上平行地布置。由于透光部分在
ITO上形成在导电垫上，因此可以从阵列基板侧检查转印的连接状态，并
确保导电性。
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